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(54) Zplisob mé¥eni mzikovosti spinadt

Zpisob méfeni mZikovosti spinadd popi-~
suje metodu vyhodnocovdni mZikovosti, za-~
loZenou na sledovdni rychlosti ndristu
‘nebo poklesu napéti na svorkdch zkousSeného
spinacde v procesu rozpindn{ &i spindnf,
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yyndlez se tykd zpisobu méfen{ miikovosti spinacid. Dosud zndmé zplsoby m&feni mzikovosti
jsou ndsledujici. U mé&feni mZikovosti pfepinalt se k mérfeni pouivd relé, u kterého se sleduje
jeho spindni. To znamend, %e relé se zapoji tak, aby po dobu letu pohyblivého kontaktu zkouSe~
ného prepfinale bylo pferuseno napdjent civky relé.

pokud je p¥erudeni dostatednd krdtké, relé se udr#f{ sepnuté. PEi ptekro&eni urdité daso-
vé hranice se relé svymi kontakty trvale odpoji. Tento zplisob méreni lze pouiit v podstaté jen
pro ti{d&ni zkou¥enych prepinadi.

zZptsoby, vyuzfvajicl m&feni ¢asd od rozpojeni jednoho pevného a pohyblivého kontaktu
do spojen{i pohyblivého a druhého pevného kontaktu, maj{ nevyhodu v tom, %e zpravidla neni
pfesné definovdn okamZik rozpojeni a spojen{ mé&feného pfepinale.

Zv14ité u pristroid, kde ovldddn{ prepinade je velmi pomalé, naptiklad jako u reguldtord
teplot, kdy dochdz{i k dlouhému, pomalému poklesu tlaku mezi kxontakty, aZ do okam#iku rozepnuti.
Naopak pfi sepnutf kontaktd m&feného ptepinale doch4zi po dopadu pohyblivého kontaktu k rdznym
odskokdm, které se také mohou projevit pouze jako zména tlaku, a £{m znehodnotit vysledky tohoto

m&feni.

zpisob m&fent spinadi a rozpinadd je obt{%n&j3{ vzhledem k tomu, %e neni k dispozici tfe-
+{ kontakt. Zpravidla se pouZfvd zplsobu vyhodnocovini zaloZeného na subjektivnim pozorovédni
zmény stavu spinade. To znamend, zda zm&na stavu sepnuto - rozepnuto byla rychlej¥{, neZ
stadf obsluha postfehnout. Na tomto principu pracujl 34rovkové zkoudelky kontrolované zrakem
nebo releové zkoudelky kontrolované sluchem. '

Nevyhodou tohoto zplisobu méfeni je naprostd nepfesnost a subjektivnost. Objektivn&isd{
zplisob m&feni niikovosti prepinald &i spinadl je zobrazen{ celého jevu spindni, rozpindni nebo
ptepindn{ na osciloskopech. Vzhledem k tomu, %e po&dtek tohoto déje nelze pfedem pfesné
stanovit, lze toto zobrazeni provést pouze na t&ch pam&fovych osciloskopech, které majfl pretri-

ger.

-

Nevyhodou tohoto zpisobu m&feni je zejména drahé a slo¥ité m&fic{ zafizeni, vyZadujfct
kvalitifikovanou obsluhu, xterd je schopng provddét pracné vyhodnocovdni zdznamu méfeni. Tento
zpisob mé&teni m¥ikovosti je nevhodny pro sériovou vyrobu spinatd a ptepinadt,

uvedené nedostatky odstrafiuje zpisob mé&feni miikovosti spinadt podle vyndlezu, a to tak,
%Ye se m&f{ nebo porovndvd s piedem stanovenou hodnotou &as, po ktery se napéti na svorkdch
skouseného spfnade nachdzi mezi spodni hranici, danou nejvétdim p¥ipustnym dbytkem napét{
na zkoufeném spina&i p¥i zadaném proudu v sepnutém stavu #pinage a horni hranici napéti, danou
nejmens {m dbytkem napét{ mezi kontakty zkoudeného spinade, pfi kterém lze tyto kontakty pova-=
Sovat za rozepnuté p¥i zadaném napdjecim napéti, pikidemz se na spina& plsobl ovlddacim dstrojim
s pfedepsanou rychlost{ tak dlouho, a% dojde k rozepnutl, sepnut{ nebo piepnuti zkougeného
spinade.

v§hody zplsobu méfen{ mfikovosti dle vyndlezu jsou zejména v tom, %e je univerzdlné pouzi~
telny pro spinade, rozpinade, pfepinale, a podminky méfeni jsou volitelné v &irokych mezich.
vysledky mé&fen{ isou objektivni a p¥esnd definovatelné.

Zpdsob m&feni dovoluje jak kxvantitativn{ vyhodnocen{, tak i t¥i{d&ni spina&d na vyhovujici
a nevyhovujfcf. Zv148t& je tento zpﬁsobvméfeni vhodn§ pro sériovou vyrcbu vyzhleden k jednodu-

chosti métenf a nizkym potizovacim ndkladtm na méficf zafizeni.

zpisob méfen{ umoZfuje automatizovat operaci méfen{. P¥iklad méficiho zafizeni, u kterého
je uplatnén zplsob mdfen{ podle vyndlezu, Jje zndzornén na piipojeném vykrese.

za¥fzen{ sestdvd z napdjeciho zdroje 1, jent je ptes méfeny spinal 2 ptipojen na invertu-
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jici vstup prvnfho kompardtoru 3 vyhodnocujiciho pfekro&enf hornf urovn& a soudasnd na neiver-
- ~

tujfc{ vstup druhého kompardtoru 4, vyhodnocujicfiho pfekro&eni spodnf drovnd.

Na neinvertujfci{ vstup prvniho kompardtoru 3 je ptivedeno napéti odpovidajicf{ horn{ .
drovni a na invertujfe{ vstup druhého kompardtoru 4 je p¥ivedeno napét{ odpovidajfei spodni
drovni. Oba kompardtory lze realizovat pomoci libovolného linedrniho operacénfho zesilovade.

Vystup kaZdého z kompardtortt 3 a 4 je pfipojen na jeden ze vstupd prvniho pozitivniho
dvouvstupového logického &lenu NAND 6a. Vystup tohoto logického &lenu 6a je pfipojen na oba
paralelné propojené vstupy druhého pozitivnfiho dvouvstupového logického Elenu NAND 6b, jehoiZ
vystup je zapojen na jeden ze vstupd t¥etfho dvouvstupového, logického élgnu NAND 6c.

Druhy vstup tohoto logického &lenu 6c je zapojen na vystup generdtoru pulsd 5. Tento ge-
nerdtor pulst 5 mi%e byt vytvofen nap¥. poufitfm krystalu, astabilnfho multivibrdtoru atd.
Vystup logického &lenu 6¢c je pfiveden na elektronicky &ftad 7.

zkouSeny spina& 2 je mechanicky spojen s ovlidacim udstrojim 8, které miZe byt vytvorfeno
napf. kapildrnim systémem, dvojkovym systémem, mechanickym dstrojim s linedrnim posuvem apod.

Popsané zaffzen{ pracuje tak, %e je-li nap&t{ postupujic{ z napdjectfho zdroje 1 na vstupy
kompardtort 3 a 4 mezi spodni a horn{ nastavenou drovni, je na vystupech obou komparitord
droven H, na vystupu prvnfho logického &lenu NAND 6a je droven L, na vy¢stupu druhého logického

&lenu NAND 6b je drover H.

Pulsy z generdtoru 5 tedy mohou prochizet p¥es t¥etf leg. &len NAND 6c na &ftal 7, ktery
takto registruje, jak dlouhou dobu se napdtf na kontaktech zkouSenédho spinade 2 pohybovalo

mezi spodni a horni nastavenou dYrovni.

Pokud je toto nap&t{ pod spodni nebo nad hornf nastavenou drovni, pulsy na &fta& 1 pro-

chdzet nemohou.

Vyndlez lze vyuZft u v¥ech pifstrojd, kde je potfeba zndt miikovost spfndnf, rozpininf
¢i p¥epindni, a¥ ji¥ vzhledem k moZnosti ruSenf, &i z hlediska funkce samotného pt{stroje,
zejména vdak u pfistrojl s velmi pomalym ovlddacim pohybem nap¥. termostatd, koncovych

spinadl apod.

PREDMET VYNALEZU

Zpisob m&fen{ miikovosti spina&f, rozpfnadt, pfepinadt apod., vyznadeny tim, %e se md¥{
nebo porovndvd s pfedem stanovenou hodnotou &as, po ktery se napdt{ na svorkich zkoufeného
spinade nachdz{ mezi spodni hranici, danou nejv&tsim pFipustnym Ubytkem nap&t{ na zkouZendm
spinali pfi zadaném proudu v sepnutém stavu spfnade a horn{ hranic{ napé&tf, danou nejmensim
Ubytkem nap&tf{ mezi kontakty zkouZeného spinade, p¥i kterém lze tyto kontakty povaZovat za ro-
zepnuté p¥i zadaném napdjecim napdtf, pfifem# se na spina& plsobi ovlddacim za¥fzenim s pfede~
psanou rychlostf tak dlouho, aZ dojde k rozepnutf, sepnuti nebo p¥epnutf zkouseného spinade.

1 vykres
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